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СВОЙСТВА ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СЛОЁВ  

НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Золь-гель технология широко применяется для синтеза функцио-

нальных покрытий для микро- и оптоэлектроники. Она обладает низ-

кой себестоимостью, экологична и позволяет изменять размер зерна и 

фазовый состав синтезируемых материалов [1–3]. 

Золь-гель методом были синтезированы тонкие пленки составов 

LaТiО3, SrTiO3, YTiO3 и изучены их структурные, оптические, электро-

физические свойства. Спектры пропускания, измеренные в спектраль-

ном диапазоне от 310 нм до 2000 нм, приведены на рисунке 1. Как 

можно видеть из рисунка, пленка LaТiО3 характеризуется высоким про-

пусканием (около 95%) в достаточно широком диапазоне. Остальные 

пленки характеризуются более низким пропусканием.  
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Рисунок 1 – Спектры пропускания золь-гель пленок LaТiО3, SrTiO3, YTiO3 

 

Из ВАХ, представленных на рисунке 2, следует, что золь-гель 

пленка SrTiO3 обладает фоточувcтвительностью как при прямом, так и 

при обратном смещении. Максимальная фоточувствительность наблю-

дается в диапазоне 400-500 нм и растет с ростом напряжения смещения. 

 

-10 -5 0 5 10

-0,0016

-0,0014

-0,0012

-0,0010

-0,0008

-0,0006

-0,0004

-0,0002

0,0000

0,0002

 

 

I,
 m

k
A

U, V

 темновая

 405 nm

 450 nm

 520 nm

 660 nm

 780 nm

 808 nm

 905 nm

 980 nm

 1064 nm

 
(а) 

0 5 10

1E-9

1E-8

1E-7

1E-6

1E-5

1E-4

 

 

I,
 m

k
A

U, V

 темновая

 405 nm

 450 nm

 520 nm

 660 nm

 780 nm

 808 nm

 905 nm

 980 nm

 1064 nm

 
      (b)              (c) 

 

Рисунок 2 – Вольт-амперные характеристики (a, b)  

и спектральная чувствительность (c) золь-гель пленки 

  

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



 

145 
 

Синтезированные пленки могут применяться солнечных элементах 

для повышения их эффективности. 
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